(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15123-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Giiltigkeitsdauer: 06.06.2011 bis 31.07.2013

Urkundeninhaber:

Fluke Deutschland GmbH
Heinrich-Pesch-Strafe 9-11, 50739 Koln

Leiter: Peter Schmitt
Stellvertreter: Dipl.-Ing. Ralf Riedel

Akkreditiert als Kalibrierlabor seit: 09.03.1988

Kalibrierungen in den Bereichen:

Elektrische MessgriRen:
Gleichstrom- und Niederfrequenz:
- Spannung
Stromstarke
Gleichstromwiderstand
AC/DC-Transfer
Kapazitat
Hochfrequenzmessgroflen:
- HF-Spannung
- Oszilloskopmessgroflen
Zeit und Frequenz:
- Anstiegszeit
- Frequenz

verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15123-01-00

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Messgrole / Messbereich / Messbedingungen / kleinste angebbare Bemerk
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit WHSH MBS
Wechselstromstarke- 3A:5A 10 Hz bis 40 Hz 26-10"°
Gleichstromstirke- >40Hz bis  1kHz 24-107°
Transfer >1kHz bis 10kHz 26-10°
>10kHz bis 20 kHz 35-10°
>20kHz bis 50kHz 50-10°
>50kHz bis 70 kHz 60-107°
>70kHz bis 100 kHz 70-10°°
10A 10Hz bis 40 Hz 30-10°
>40Hz bis  1kHz 28-10°
>1kHz bis 10 kHz 30-10°
>10kHz bis 20 kHz 40-10°°
>20kHz bis 50 kHz 65.10°°
>50kHz bis 70 kHz 80-10°
>70kHz bis 100 kHz 90-10"°
20A 10Hz bis 40 Hz 35.10™°
>40Hz bis  1kHz 33.10°°
>1kHz bis 10kHz 35.107°
>10kHz bis 20kHz 55.107°
>20kHz bis 50kHz 75-10°
>50kHz bis 70kHz 90-107°
>70kHz bis 100 kHz 0,11- 107
Wechselstromstarke 100 pA 10Hz bis 40Hz 65107
Kalibratoren >40Hz bis  1kHz 60107
>1kHz bis 10kHz 65-107°
>10kHz bis 20kHz 70-10°°
>20kHz bis 50 kHz 75-10°¢
>50kHz bis 70 kHz 80-10°°
>70kHz bis 100 kHz 0,10-10°°
300 puA; 1 mA 10Hz bis 40Hz 25-107°
>40Hz bis  1kHz 15-10°
>1kHz bis 10kHz 25-10°°
>10kHz bis 20kHz 35.10°
>20kHz bis 50kHz 45-10°
>50kHz bis 70kHz 50-10°
>70kHz bis 100 kHz 80-107°
3mA 10Hz bis  40Hz 20-10°
>40Hz bis  1kHz 15-107°
>1kHz bis 10kHz 25-107°
>10kHz bis 20kHz 35-107°
>20kHz bis 50kHz 45.10™°
>50kHz bis 70 kHz 50-10°°
>70kHz bis 100 kHz 8010
S5mA;10mA;20mA; 10Hz bis 40 Hz 20-10°°
30mA;50mA;50mA; >40 Hz bis 1kHz 15- 10-5
100 mA ; 200 mA >1kHz bis 10 kHz 25.107°
>10kHz bis 20 kHz 35.107°
>20kHz bis 50 kHz 45-10°
>50kHz bis 70 kHz 50-10°
>70 kHz bis 100 kHz 70-10°¢
300 mA ; 500 mA ; 10 Hz bis 40 Hz 25-107°
1A >40Hz bis  1KkHz 18-10°°
>1kHz bis 10 kHz 30-10°
>10kHz bis 20 kHz 35-10°°
>20kHz bis 50 kHz 50-10°°
>50kHz bis 70 kHz 55-10°°
>70kHz bis 100 kHz 75-10°°

Y Die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach DAkkS-DKD-3 (EA-4/02) festgelegt. Diese sind erweiterte
Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den
Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts

anderes vermerkt ist.

Giiltigkeitsdauer: 06.06.2011 bis 31.07.2013
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(( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15123-01-00 Akkreditierungsstelle
MessgriRe / Messbereich / Messbedingungen / kleinste angebbare Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit *! g
Wechselstromstirke 2A 10 Hz bis 40 Hz 25.107°
Kalibratoren >40Hz bis  1kHz 18-10°°
>1kHz bis 10 kHz 30-10°
>10kHz bis 20 kHz 40-10°°
>20kHz bis 50 kHz 55.107°
>50kHz bis 70 kHz 60-107°
>70kHz bis 100 kHz 80107
3A;5A 10Hz bis 40Hz 35-107°
>40Hz bis  1kHz 30- 1oj
>1kHz bis 10kHz 35-10
>10kHz bis 20 kHz 50-10°
>20kHz bis 50 kHz 65-107°
>S0kHz bis 70 kHz 80107
>70kHz bis 100 kHz 0,10 - 107°
10A 10Hz bis 40Hz 40107
>40Hz bis  1kHz 35.10°
>1kHz bis 10 kHz 40-10°
>10kHz bis 20kHz 50-10°°
>20kHz bis 50 kHz 80-10°
>50kHz bis 70kHz 0,10-107°
>70kHz bis 100 kHz 0,12-10°
20A 10Hz bis 40 Hz 4010
>40Hz bis  1kHz 40 -10°°
>1kHz bis 10 kHz 45.10°
>10kHz bis 20 kHz 65 107°
>20kHz bis 50kHz 90-10°
>50kHz bis 70 kHz 0,11 107>
>70kHz bis 100 kHz 0,13-107°
30A 10Hz bis 40 Hz 45-10"°
>40Hz bis  1kHz 45-10"
>1kHz bis 10kHz 55-107°
>20kHz bis 30 kHz 70:10°
50 kHz 901075
70 kHz 0,12-107;
100 kHz 0,16 - 10
50 A 10Hz bis  40Hz 50-10°
>40Hz bis  1KkHz 50-10°
>1kHz bis 10kHz 65-107°
>20kHz bis 30 kHz 80-10°°
50 kHz 0,10-107
70 kHz 0,13-107
100 kHz 0,17 - 10
80 A 10Hz bis  40Hz 55.107°
>40Hz bis  1kHz 55.107°
>1kHz bis 10 kHz 75-107°
>20kHz bis 30 kHz 90-10°
50 kHz 0,11-107;
70 kHz 0,15- 107
100 kHz 0,17 - 10
100 A 10Hz bis 40 Hz 60-10°
>40Hz bis  1kHz 60-10°
>1kHz bis 10 kHz 80-10°°
>20kHz bis 30kHz 0,10-107
50 kHz 013107
70 kHz 0,16-107
100 kHz 0,20 10

Y Die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach DAKKS-DKD-3 (EA-4/02) festgelegt. Diese sind erweiterte
Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den
Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts

anderes vermerkt ist.

Giiltigkeitsdauer: 06.06.2011 bis 31.07.2013
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15123-01-00

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / kleinste angebbare Bemerkunge
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit * angen
Wechselstromstarke 100 pA 10Hz bis 40Hz 0,10- 10>
Messgerate >40Hz bis  1kHz 95-107°
>1kHz bis 10kHz 0,15-10°
>10kHz bis 20 kHz 0,15-107°
>20kHz bis 50kHz 0,16-107
>50kHz bis 70kHz 0,16 - 107
>70kHz bis 100 kHz 0,17-107°
300 pA;1mA;3mA; 10Hz bis 40 Hz 75107
5mA;10mA; 20 mA; >40 Hz bis 1 kHz 65-107°
30 mA ;50 mA ; 100 mA ; >1kHz bis 10kHz 0,14-107
200 mA ; 300 mA ; >10kHz bis 20kHz 0,14-107°
500 mA >20kHz bis 50 kHz 0,14 - 107
>50kHz bis 70 kHz 0,15- 107
>70kHz bis 100 kHz 0,16-107°
1A;2A 10 Hz bis 40Hz 75-10°°
>40 Hz bis 1kHz 70107
>1kHz bis 10 kHz 0,14-107°
>10kHz bis 20 kHz 0,14-10°
>20kHz bis 50 kHz 0,15- 107
>50kHz bis 70 kHz 0,15- 107
>70kHz bis 100 kHz 0,16- 107
3A;5A 10Hz bis 40 Hz 80-10°
>40Hz bis  1KkHz 75-10°
>1kHz bis 10kHz 0,14- 107>
>10kHz bis 20kHz 0,14-10°
>20kHz bis 50 kHz 0,15- 107"
>50kHz bis 70 kHz 0,16- 10
>70kHz bis 100 kHz 0,17 - 107
10A 10 Hz bis 40 Hz 80-10"°
>40Hz bis  1kHz 75-107°
>1kHz bis 10 kHz 0,14- 107
>10kHz bis 20kHz 0,15-107
>20kHz bis 50kHz 0,16-107
>50kHz bis 70 kHz 0,17-107
>70kHz bis 100 kHz 0,19-107
20 A 10Hz bis 40 Hz 90-10"°
>40Hz bis  1kHz 80-107°
>1kHz bis 10 kHz 0,14- 1073
>10kHz bis 20 kHz 0,15- 107
>20kHz bis 50kHz 0,17-107
>50kHz bis 70 kHz 0,18 107
>70kHz bis 100 kHz 0,20-107
30A 10 Hz bis 40 Hz 90.107°
>40Hz bis  1kHz 85:107°
>1kHz bis 10kHz 0,15- 107
>20kHz bis 30kHz 0,16 - 107
50 kHz 0,17 107
70 kHz 0,19-107;
100 kHz 0,23- 10
50 A 10Hz bis 40 Hz 90-10™°
> 40 Hz bis 1kHz 85.10~°
>1kHz bis 10kHz 0,15-1072
>20kHz bis 30kHz 0,16-10°°
50 kHz 0,18-107;
70 kHz 0,20+ 107
100 kHz 0,24 - 10

Y Die Kkleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach DAkkS-DKD-3 (EA-4/02) festgelegt. Diese sind erweiterte
Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den
Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts

anderes vermerkt ist.

Gliltigkeitsdauer: 06.06.2011 bis 31.07.2013
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15123-01-00

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / kleinste angebbare Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit g
Wechselstromstirke 80 A 10 Hz bis 40 Hz 0,10- 107
Messgerite >40Hz bis  1kHz 90-10°
>1kHz bis 10 kHz 0,16-10°°
>20kHz bis 30 kHz 0,17 103
50 kHz 0,18 -107;
70 kHz 020107
100 kHz 0,24 - 10
100 A 10Hz bis  40Hz 0,10 1oj
>40 Hz bis 1 kHz 95:10 .
>1kHz bis 10kHz 0,16 - 10°
>20kHz bis 30 kHz 0,17 -107
50 kHz 0,20 - 107
70 kHz 0,23-107
100 kHz 0,27 - 10
Induktivitit 100 pH 100 Hz; 400 Hz; 1000 Hz; 0,5 10"
Induktivitdtsmess- kHz
gerdte 1mH; 10 mH 100 Hz; 400 Hz;1000 Hz; 0,4-10"
10 kHz
100 mH 100 Hz; 400 Hz;1000 Hz 0,410
10 kHz 0,5 10"
1H;2H:5H 100 Hz; 400 Hz; 1000 Hz 0,4-10"
10 H 100 Hz; 400 Hz 0,4-10"
1000 Hz 0,610
Kapazitit 1pF 1 kHz 0,2- 10~ Kalibrierung von
20-10° Kapazitdtsmess-
1 kkHz S0 107 gerdten
. 10 kHz :
10 pF; 100 pF 100 kHz 01- 107
1000 kHz 0,2 y 10_3
1 kHz 20- 10::
10 kHz 80-10
1000 pF OO o
1000 kHz 1,0 - 10‘3
100 Hz ,
10 nF; 100 nF; 1 pF 1 kHz 0,4-10
10 kHz
1 kHz -3 Kalibrieren von Kapazitéts-
100 pF 10 kHz 0,2-10 normalen
100 Hz ;
1000 pF 1kHz 0,2-10"
10 kHz
100 Hz 5
10 nF; 100 nF; 1 pF 1kHz 0,5-10"
10 kHz
100 Hz .
10 pF 1 kHz 0,6- 107
10 kHz
100 Hz -3
100 pF 1 kHz 0,6-10

Y Die Kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach DAkkS-DKD-3 (EA-4/02) festgelegt. Diese sind erweiterte
Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den
Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts

anderes vermerkt ist.

Giiltigkeitsdauer: 06.06.2011 bis 31.07.2013
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15123-01-00

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Messgrolie / Messbereich / Messbedingungen / kleinste angebbare Herbibungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit * 8
Oszilloskop
Ablenkung Rechteckspannung
vertikal 5mV bis 30mV 10 Hz bis 10 kHz 0,03 %
30 mV bis 300 mV 10Hz bis 10 kHz 0,02 %
300mV bis 200V 10 Hz bis 10kHz 0,016 %
horizontal Zeitmarkenamplitude to=aktuelle
>500 ps bis 5s <1V 0,015 % - ty+ 2 ps Periodendauer der
Zeitmarken
Anstiegszeit Sprungamplitude
>50ps bis 100 ps <1V 7 ps
>100ps bis 10ms 2:-107 ¢t +4 ps t. = aktuelle Anstiegszeit
Frequenzgang 10Hz bis 6GHz S5mVbis3V 3,5% (0,3 dB) Fir Oszilloskope mit
Reflexionsfaktor | /ol <
0,02. Bei gréReren | /o)
erhéht sich die Mess-
unsicherheit.
Oszilloskopkalibrator
Ablenkung Rechteckspannung
vertikal SmV bis 30mvV 10 Hz bis 10 kHz 0,23-10°
30mV bis 300 mv 10Hz bis 10kHz 0,12-10"
300mV bis 200V 10Hz bis 10kHz 4010
horizontal Zeitmarkenamplitude
>1s bis 5s 50,5V 3107 wy Messzeit iiber 1000 s
>10ns bis  1s 2107+ Wy W, = relative
>500ps bis 10ns 3107 Triggerunsicherheit
Anstiegszeit Sprungamplitude
14 ps bis 100 ps <1lv 3ps
>100ps bis 10 ms <1V 2-10°-t,+4ps t. = aktuelle Anstiegszeit
Frequenzgang 10Hz bis 6GHz 5mVbis3V 2,3% (0,2 dB) Frequenzgang der
Ausgangsspannung Uz an
500
Frequenz 1 MHz Bei Sinus, 6-10" Analoge Phasenzeit-
5 MHz Ui 20,5V differenzmessung
10 MHz Messzeit liber 24 h
0,01Hz bis  1Hz Bei Sinus, 31070 Wy W = rel.
Ugz 0,5V Triggerunsicherheit
Messzeit Gber 1000 s Digitale Frequenzmessung
auf Zdhlbasis
1Hz bis 150 MHz Bei Sinus, 2107 Wy Digitale Frequenzmessung
Ui 20,5V auf Zdhlbasis
Messzeit tber 1000 s
150 MHz bis 4,7 GHz Bei Sinus, 3.107¢ Digitale Frequenzmessung
Ugz0,5V auf Zdhlbasis
Messzeit (iber 1000 s

1)

Die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach DAkkS-DKD-3 (EA-4/02) festgelegt. Diese sind erweiterte

Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den
Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts

anderes vermerkt ist.

Giiltigkeitsdauer: 06.06.2011 bis 31.07.2013
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15123-01-00

Vor-Ort-Kalibrierung

(( DAKKS

Deutsche
Alkkreditierungsstelle

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / kleinste angebbare
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit ) | Bemerkungen
Gleichspannung 0,01V bis 0,22V 8.10°%. U+ 2 Y Kalibrieren von Messgeraten

>0,22V bis 2,2V 5:-10°-U+ 2pv | und Quellen
>2,2V bis 11V 4-10° U+ 8V
>11V bis 22V 4-10°-U+ 5pv | U=Messwert
>22V bis 220V 7-10°- U+ 60 pv
>220V bis 1000V 8-10°-U+ 0,7 mV
Gleichstromstirke 10 pA bis 220 pA 80-10"° | /=Messwert
>220 pA bis 2,2 mA 50-107°
>2,2mA bis 22mA 50-10°°
>22mA bis 220 mA 60-107°-/+1pA
>0,22A bis 2,2A 80-107°-/+25pA
>2,2A bis  10A 4-10™-/+0,48 mA
Zangen- OA bis 1000 A 5.10°
stromstarkemesser
Gleichstrom- 010 bis 1,90 85-10° Kalibrieren von
widerstand >190Q bis 100 30-107° Widerstandsmessgeraten
>100Q bis 190 25.107° und Widerstanden
>190 bis 1900 20-10°°
>1900 bis 1,9kQ 15-10°°
>1,9kQ bis 19kQ 127900
>19kQ bis 190k0 15-10°°
>190 kQ bis 1,9 MQ 20-10°°
>1,9MQ bis 10MQ 35-10°°
>10MQ bis 19 MQ 70-10°°
>19MQ bis 100 MQ 0,12-107°
Wechselspannung 60mV bis 220 mV 10 Hz bis 20 Hz 0,84-10" Kalibrieren von
20Hz bis  40Hz 0,38-10" Spannungsmessgerdten
40Hz bis 20kHz 0,27-10° und Quellen
20kHz bis 50 kHz 0,48 -10°°
50kHz bis 100 kHz 1,4-10°°
100 kHz bis 300 kHz 1,7-10°°
300 kHz bis 500 kHz 2,5-10°°
500 kHz bis 1 MHz 52-107
>220mV bis 22V 10Hz bis 20 Hz 0,95-10°
20Hz bis 40 Hz 03-1072
40 Hz bis 20kHz 0,11-10
20kHz bis 50 kHz 0,22-107
50kHz bis 100 kHz 0,62-10°°
100 kHz bis 300 kHz 12-107
300 kHz bis 500 kHz 3,010
500kHz bis 1 MHz 6,710
>2,2V bis 22V 10Hz bis  20Hz 0,95-107°
20Hz bis  40Hz 0,3-10°
40Hz bis 20 kHz 0,11-10°°
20kHz bis 50 kHz 022107
50kHz bis 100 kHz 0,43-107
100 kHz bis 300 kHz 1,410
300 kHz bis 500 kHz 3,6-107
500 kHz bis 1 MHz 7,410

Y Die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach DAkkS-DKD-3 (EA-4/02) festgelegt. Diese sind erweiterte
Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den
Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts

anderes vermerkt ist.

Giiltigkeitsdauer: 06.06.2011 bis 31.07.2013
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15123-01-00

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgrolRe / Messbereich / Messbedingungen / kleinste angebbar? ‘
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit | Bemerkungen
Wechselspannung >22V bis 220V 10Hz bis 20 Hz 0,95-10 Kalibrieren von
ig z; E:: 2ng2§ 001,3 . ig:: Spannunﬁsmessgerﬁten
,13 - und Quellen
20 kHz bis 50 kHz 0,41-10°
50kHz bis 100 kHz 0,95-107
>220V bis 1100V 10Hz bis  S50Hz 0,50-107°
50 Hz bis  1kHz 0,15-10
1kHz bis 20 kHz 0,20-107
20kHz bis 30 kHz 0,50 10
>220V bis 750V 30kHz bis 50 kHz 0,5:10°
50 kHz bis 100 kHz 1,8-10°
Wechselstromstarke 10 pA bis 220 pA 10Hz bis 20Hz 0,7-10° Kalibrieren von
33 Hz Eis 4DkHz 0,36 - 10*2 Stromstirkemessgeraten
z bis 1kHz 0,14 -10 und Quellen
1kHz bis  5kHz 0,59 - 107
5kHz bis 10 kHz 1,710 I = Messwert
>220 uA bis 2,2 mA 10Hz bis 20 Hz 07-10°
20Hz bis 40 Hz 0,36-10"
40Hz bis 1kHz 0,14-107
1kHz bis  5kHz 0,59-107°-1+1pA
SkHz bis 10 kHz 1,7-107 1+ 1 pA
>2,2mA bis 22mA 10Hz bis  20Hz 0,7-107 -1+ 1 pA
20Hz bis 40Hz 0,36-107 -1+ 1pA
40 Hz bis  1kHz 0,14-1072-1+1pA
1kHz bis  5kHz 0,59-10°-1+5pA
SkHz bis 10 kHz 1,7-107-/+10pA
>22mA bis 220mA 10Hz bis 20Hz 0,7-10°1+5pA
20Hz bis 40 Hz 036107 - /+5 pA
40Hz bis  1kHz 0,14-107 - /+5pA
1kHz bis  5kHz 0,59 107 -/+50 pA
5kHz bis 10 kHz 1,7-1072-1+0,1mA
>220mA bis 22A 20 Hz bis 1kHz 0,64-107-/+50 pA
1kHz bis S5kHz | 0,76-107-/+0,1mA
5kHz bis 10 kHz 87-10°-/+02mA
>2,2A bis 11A 40Hz bis 1kHz | 0,47 -10%.1+02mA
1kHz his 5 kHz 10 1+0,5mA
5kHz bis 10 kHz 3,8-10°%./+09mA

verwendete Abkiirzungen:

DAkkS—DKD-R Kalibrierrichtlinie der Deutschen Akkreditierungsstelle ehemals des

Deutschen Kalibrierdienstes

DAKkS-DKD-3  Angabe der Messunsicherheit bei Kalibrierungen, Braunschweig, 1. Neuauflage 2010,
Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Y Die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach DAkkS-DKD-3 (EA-4/02) festgelegt. Diese sind erweiterte
Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den
Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts

anderes vermerkt ist.

Giiltigkeitsdauer: 06.06.2011 bis 31.07.2013
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